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LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Nilai Kekasaran Permukaan

Hasil pengukuran

No | % Ra Gum R (um) Rz (um)
Sampe
| Pengukura | Rata | Pengukura | Rata | Pengukura | Rata
n ke- -rata n ke- -rata n ke- -rata
A 0,53 3,21 0,65
1 B 0,50 0,43 3,74 3,05 0,68 0,56
C 0,25 2,20 0,35
A 0,42 3,07 0,68
2 B 0,68 0,50 4,91 3,75 0,95 0,68
C 0,39 3,26 0,54
A 0,52 3,31 0,68
3 B 0,46 0,54 3,73 3,71 0,62 0,70
C 0,63 4,08 0,80
A 0,27 1,97 0,36
4 B 0,35 0,31 2,41 2,33 0,45 0,41
C 0,31 2,61 0,41
A 0,22 2,04 0,31
5 B 0,26 0,24 2,09 2,08 0,35 0,33
C 0,23 2,10 0,32
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Lampiran 2 Gambar Proses Sandblasting
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Lampiran 3 Gambar ALat Ukur Tekanan (Barometer)
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DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
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BADAN RISET
DAN INOVAS! NASIONAL

KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

LABORATORIUM ELEKTRONIKA

1. DATA PELANGGAN

1. Nama Pelanggan

2. Nama Perusahaan/Instansi
3. IDELSA
4. Alamat
5. No.Tlp.

2. DATA PENGUIJIAN
1. Nama Material/ Benda Uji
2. Tipe dan Jenis Material/ Benda Uji
3. Nomor Seri Material/ Benda Uji
Tanggal Penerimaan Benda Uji
Jenis Pekerjaan

4
5
6. Standar/Metode Uji yang digunakan
7. Tanggal Pelaksanaan Pengujian

8

Kondisi Lingkungan

9. Peralatan yang digunakan

Hermawan Adi Setianto

Mahasiswa

138816

Mustika Karang Satria Jalan Intan Il Blok E A3a No. 31 Rt.
008/014, Kel. Karang satria, Kec. Tambun utara, Kab.
Bekasi, Jawa Barat 17510

+62 812-8100-5625

Plat Baja

Baja

13 Maret 2024

Pengukuran Kekasaran Permukaan
1SO 21920-2:2021

14 Maret 2024

1. Temperatur 22 °C

2. Kelembaban udara ....... %

Surface Roughnes

Dokumen elektronik ini merupakan dokumen tidak terkendali bila dicetak oleh pihak lain diluar

Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Elektronika

Halaman 2 dari 10
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DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI

KAWASAN SAINS TEKNOLOGI
LABORATORIUM ELEKTRONIKA

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASISLITAS RISET, DAN

3. HASIL PENGUKURAN PANEL KALIBRASI

Table 1. Perbandingan Nilai Hasil Kalibrasi

No. Deskripsi Nilai Hasil Kalibrasi
1 Ra 116 x in o
294 4 m 293 xm
Rmax 3.66 « in -
3 | Ry 9.2 um -

“i“ ﬂ' - L 08

&5

2.93um
15.63p=

o |

Gambar 1. Hasil Kalibrasi

&= azwea0a10

™y

Gambar 2. Standar Precision Reference Specimen (178-602)

Product Dimensions
Date First Available
Manufacturer

Place of Business
ASIN

Item model number

:5.08 x3.05x 7.11 cm; 4.54 Grams
: Oct. 2 2015

: Mitutoyo

: Mississauga, ON L5N 5N1, CA

: BOO10BX2L8

:178-602

Dokumen elektronik ini merupakan dokumen tidak terkendali bila dicetak oleh pihak lain diluar
Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Elektronika

Halaman 3 dari 10
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DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI

‘h BRIN DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASISLITAS RISET, DAN
KAWASAN SAINS TEKNOLOGI
LABORATORIUM ELEKTRONIKA

4. METODE PENGAMBILAN DATA
Alat uji kekasaran permukaan (Surface Roughness) merupakan suatu alat yang berfungsi
untuk mengukur permukaan pada sebuah benda kerja (specimen) baik tingkat kekasaran atapun

kehalusan permukaan pada satuan mikrometer (um).

Nilai kekasaran dinyatakan dalam Roughness Average atau Ra yang diartikan sebagai rata-
rata aritmatika serta adanya penyimpangan pada profil kekasaran. Rz merupakan jarak rata-rata
profil alas ke profil terukur pada 5 puncak tertinggi dikurangi jarak rata-rata profil alas ke profil
terukur pada lima lembah terendah sedangkan Rq (um) adalah akar bagi jarak kuadrat rata-rata

antara profil terukur dengan profil tengah.

= R,

Va's

Mean Line

Gambar 3. Mean Line

Metode pengambilan data untuk masing-masing benda kerja dilakukan sebanyak 3 titik, jadi

total pengerjaan sebanyak 15 titik seperti pada Gambar 4.

Gambar 4. Posisi Pengukuran

Dokumen elektronik ini merupakan dokumen tidak terkendali bila dicetak oleh pihak lain diluar
Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Elektronika Halaman 2 dari 10
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DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
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KAWASAN SAINS TEKNOLOGI
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5. RINGKASAN HASIL PENGUJIAN
Berdasarkan dari hasil pengambilan data yang dilakukan pada Plat Baja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pengambilan Data

Hasil Pengukuran
N asode Ra (um) Rq (um) Rz (um
Sampel| pengukuran | Rata- | Pengukuran | Rata- | Pengukuran | Rata-
ke- rata ke- rata ke- rata
a 0,53 3,21 0,65
k b 0,50 0,43 3,74 3,05 0,68 0,56
c 0,25 2,20 0,35
a 0,42 3,07 0,54
2 b 0,68 0,50 4,91 3,75 0,95 0,68
c 0,39 3,26 0,54
a 0,52 3,31 0,68
3 b 0,46 0,54 3,73 3,71 0,62 0,70
c 0,63 4,08 0,80
A 0,27 1,97 0,36
4 b 0,35 0,31 2,41 2,33 0,45 0,41
c 0,31 2,61 0,41
a 0,22 2,04 0,31
5 b 0,26 0,24 2,09 2,08 0,35 0,33
€ 0,23 2,10 0,32
Remark:

Condition JIS2001 GAUS
Ac 0.8mm X5 RANGE (AUTO)

Dokumen elektronik ini merupakan dokumen tidak terkendali bila dicetak oleh pihak lain diluar
Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Elektronika Halaman 3 dari 10
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.b BRIN DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASISLITAS RISET, DAN
KAWASAN SAINS TEKNOLOGI
‘ ’ LABORATORIUM ELEKTRONIKA
LAMPIRAN

Gambar 5. Proses Pengambilan Data

Dokumen elektronik ini merupakan dokumen tidak terkendali bila dicetak oleh pihak lain diluar
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Gambar 6. Grafik Hasil Pengukuran 1
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Gambar 7. Grafik Hasil Pengukuran 2
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Surftest SJ-301

Bulletia No. 1711

PORTABLE SURFACE ROUGHNESS TESTER

Mitutoyo
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Specifications
M mm Inchvmm inchvmm
Measuring range Zads. 350um (1 2000pn
Xeaxis 12 5mm (5]
Drive Unit Drive speed Measunng 0.25mnvs (01°/5), 0.5mnvs (02°/s] Returning: |manvs [ 04°/5)
Connecting cabile lengtn Im (39°)
Mass 1 42 s )
Detector provided 178-390 | 178-395
_Detecting method Differential inductance
Measuring range 10 +1 13 7! 10 +
Megenal of stylus Diamond
1adus Spm (200uny I ym (B0piny
Radius of skid curvature 40mm (1 57°)
Meanng force AN 03] | — T T —
Mass 18g (04
Display Unit  Assessed profie Primary pr dnemmgmspwem umno MOTF R, MOTF W
Evaluaton parameter Ra, Ry, Rz. Rt Rp, Rq. Rv, Sm. S, Pc. R3z. v, Rpk, RW, sc. Rk, Mrl, Mr2, Lo,
Ppi. R AR R Al A)VOHSCmm & Ku. Aa Ag Wie WA W AW
Anatyss graph BAL1. BAC2, ADC
standard JS, DIN, 1SO. ANSI
Samping length (L) 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm. 8mm |0.003", 01", .03, .1", 37
Cutoff lengtn i 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2 Smm, Bmm (0.003°, 017, 03", .1°, 37
5 2 Sy, Bum, 25pm | 100uin_320un, 1000yin]
Number of sampling spans x1, 3. x5, xL**
Digitat filter 2CR. PC75 [phase coredted), Gauss
Resoluton/range oa,.nvzsown(mwlslao..n 0. 1unv/1 00um (4.1 uin/4000pin),
0.05pm/S0um (2. Opinv/2000pin). 0.01 wm/10pm (0. Spin/400min),
Despiaying range Ra, Rg: 0.01um - 100um | 4uin 4000!"
R; . Rt Rp. Ry, R3z R, Rpk Rvk, R, Rx, W,
Wee: 0.02um - 350um | Buin - 14000wn) Aw, AR 2.0 - 350mgso 1400uin)
S. Sm: 2 7' -1
PC )Skm-SOOO/:mMJSArxn-Inoomrl
oc: -350um - 350um (14000 -1 4000Mn)
Lo 0.1mm - 99.999mm | 004inch - 9.99%nch|
me, Ml M2, e O - 1005
Al A2: 0 |50mAa.ﬂKu00l Vo: 0.0000 - 999.99
Recording magnificabon w»mms&nmzo&m:mmm
10000x, 20000x, 50000x, |
Horzontal lxnsuo-.msmlommmvmwvo
Printer Thermal width. 48mm (1 .89
Statistcal processing :m‘wmmmo,ﬁ vwc.ﬂumpaml
Tolerance judgment Upper and lower kmit values for three parameters can be specified
Meagunng condaion § sets of measunng conditions storage
Autosieep fturming off) After five minutes without operatan
Calibration Automatic calibration entering the vake of
Power supply Via AC adapter (DC7 5V, |.5W) / builtan rechargeabie Dattery
Rechargeable battery Charging ume:_ | Shours {for 1000 measurements without panting)
Data outpst S 232C input/cutput, SPC cutput
Marss oxmatedy 12004 (2 64 1bs )
*TD G yius AL e ORAgE MO0 P Ak W e lmAan ("- 1OV D0 210V E e 7907 NO Sulfie 5 sepresd Sor |00V

* Fmh i i ©

can b Gwclng WAz O e A

e O w01t 72, e,
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178-390 Stancard Gesecior {1 Own*)
178-398 0 73mN ow fresise detecior

Q)
178-391 Detector for soft materafs
(10um*)

178394 Doep groove detector
© Macimum grocve depdn. i | 1)
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